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波長範囲　 ： ３８０nm～１０００nm
繰り返し再現性 ： ±１% (３８０nm～４００nm）
   ±0.5% (４００nm～８００nm）
   ±１% (８００nm～１０００nm）
基準反射 ： ＢＫ７基準板、アルミ高反射基準板（ＬＶにての校正値付）
透過基準 ： 1０％,５０％透過率基準フィルタ（ＬＶにての校正値付）
ソフトウエア ： 透過率、反射率、ＯＤ、測色（XYZ、ｘｙ、L*a*b* 等）

〒224-0053　神奈川県相模原市中央区矢部3-9-14

TEL:042-707-0829  FAX:042-707-0839
mail : support@lambda-vision.co.jp

【メリット①】
透過率／反射率も積分球使用で
試料の厚み変化や傾きにも
影響が少ない計測方法となっております。

【メリット②】
また、「簡単に」「誰でも」「再現性良く」
測定が可能となっているため、
研究に使用することはもちろんのこと、
品質管理にもご利用頂けます。


